Priloha ¢. 1 dokumentace zadavaciho rizeni k VZ RTG

fluorescen¢ni spektrometr pro elementarni analyzu
Vyplnéna technicka specifikace:

Technicka specifikace zarizeni (xrf-spektrometr) pro PU:

* Rentgen fluorescen¢ni analyzator pevnych vzorkt slitin drahych kovti.

splnuje

*  MozZnost méfit prvky v rozsahu Ti - U.
splnuje

* Rentgenka max. 40W s Mo anodou (urychlovacim napétim max. 50 kV).
splnuje

* Buzeni vzorkl primarnim paprskem kolmo shora doli.
spliuje

* Detektor SDD s Peltierovym chlazenim s velkou aktivni plochou.
spliuje

* Pracovni vzdalenost od vzorku cca 5 mm
spliuje

*  Vymeénik kolimatort pro velikosti méfené plosky vzorku 0.2/1.0/1.2/2.0/4.0 mm a s
vymeénikem filtra. splituje

*  Pracovni komora o velikosti 200 x 500x 300 mm + 5% (vySka, Sifka, hloubka).

spliiuje

* Ruc¢né nastavitelny niizkovy stolek na umisténi vzorku.
spliuje

* Video systém zobrazujici on-line méfené misto vzorku v riznych urovnich zvétseni.
spliuje

* Software pro fizeni pfistroje s funkcemi pro vyhodnocovani dat metodami FP+ pro
prvkové analyzy slitin drahych kovl. spliuje
» Kalibra¢ni model musi umoznovat kompenzaci vlivu matrice v sortimentu
registrovanych slitin a zkugebnich jehel PU tak, aby bylo mozné méfeni slitin v
rozmezi 333-1000/1000Au + 0-667/1000Ag + 0-667/1000Cu + 0-100/1000Zn +
0150/1000Ni + 0-190/1000Pd + 0-60/1000Mn + do 10/1000Ga jednou metodou s
chybou mensi nez 5/1000 pro prvek Au spliuje
* S pfistrojem kompatibilni vypocetni technika:
- pocitac s operacnim systémem Windows 10, monitor, klavesnice, mys,
- Cernobila laserova tiskarna,

- zélozni zdroj napéti pro napajeni piistroje
bude dodano dle pozadavkt



* Software musi obsahovat kalibraéni model, ve kterém jsou korekce vlivu matrice
odvozovany od vypoctenych koncentraci (nepiimé iteracni vyhodnocovani vysledku).
splnuje

* Poskytovani technické pomoci a udrzby pftistroje, provadéni béznych oprav do 24 h.,
ro¢nich prohlidek, dodavka béznych nahradnich dilti v co mozna nejkratsi dobe¢.
bude poskytovana

* Proskoleni obsluhy v cené. spliuje
*  Certifikat jakosti ISO 9001 od vyrobce a dodavatele. bude dodan
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